ES

MIERNIK RLC
CORT ELC-133A

Ogoblne dane techniczne

Mierzone parametry

L/C/R/D/Q/©

Uktad pomiarowy

Indukcyjnosé (L)

— Tryb domys$Iny — szeregowy
Pojemnos¢ / rezystancja (C/R)
- Tryb domysiny — réwnolegty

Wyswietlacze

L/C/R: Maksymalne wskazanie 19999
D/Q: Maksymalne wskazanie 999
(automatyczna zmiana podzakresu pom.).

Zmiana podzakresu

Automatyczna i reczna

Gniazda pomiarowe

3 gniazda

Czestotliwos¢

100 Hz=100 Hz

pomiarowa 120 Hz= 120 Hz
Doktadnosé: 1 kHz =1010 Hz

+0,1% 10 kHz= 9,6 kHz
Podswietlenie wyswietl. Jest
Tryb tolerancji 1%, 5%, 10%, 20%

Poziom sygnatu pomiar.

ok. 0,6 V (wartos¢ skuteczna).

Szybkos¢é pomiaru

1 pomiar / s, znamionowa

Czas odpowiedzi

ok. 1 s/ TU (testowane urzadzenie) (w
warunkach recznej zmiany podzakresu)

Auto. wylaczenie zasilania

ok. po 5 min. braku aktywnosci operatora

Wspoiczynnik
temperaturowy

0,15 x (wyspecyfikowana doktadnosc) / £(0-
18°C lub 28-40°C)

Temperatury pracy

od 0 do 40°C; wilgotno$¢ wzgledna 0-70%

Temperatury sktadowania

od -20°C do +50°C; wilgotnos¢ wzgl. 0-80%.

Sygnalizacja niskiego
napiecia baterii

przy napieciu ok. 6,8 V

Pobér pradu ok. 40 mA w stanie pracy / 0,08 mA po

automatycznym wytgczeniu zasilania.
Zasilanie 1) Bateria 9V

2) Zewn. zasilacz sieciowy: DC 12 Vmin. —

15 Vmaks. (obcigzenie min. 50 mA)
Bezpiecznik 0,1 A/250 V (ochrona uktadu wejsciowego)
Wyposazenie Przewody pomiarowe (para) z chwytakami
standardowe krokodylowymi.

Bateria 9V.

Instrukcja obstugi.

Wyposazenie dodatkowe

Neseser

Pakiet oprogramowania (z przewodem)
Sonda do elementéw SMD

Zasilacz sieciowy (EAS5: 220 V AC).

Wymiary (dt. x szer. x wys.)

184 / 87/ 41 mm

Masa

330 g




Elektryczne dane techniczne

Dokfadno$¢ pomiaru wyrazono jako: + (% wartosci wskazywanej + liczba najmnie;j
znaczacych cyfr) przy temperaturze 23°C+5°C i wilgotnosci wzglednej < 75%.

[0 Rezystancja (tryb rownolegty)

Czestotliwos¢ pomiarowa: 100 / 120 Hz

Podzakres Vh\//lsall((as;/:q?éne Doktadnosc Uwagi
przy 100 Hz przy 120 Hz

10 MQ 9,999 MQ |2,0%+8 *3 2,0%+8 *3 Po kalibracji w obw. rozw.
2000 kQ (19999 kQ |0,5%+5 0,5%+5 Po kalibracji w obw. rozw.
200 kQ 199,99 kQ [0,5%+3 0,5%+3 -

20 kQ 19,999 kQ |0,5%+3 0,5%+3 -

20002 (199990 [0,5%+3 0,5%+3 -

200 O 199,99 Q |0,8%+5 0,8%+5 Po kalibracji w obw. zwart.
20Q 19,999 Q0 [1,2%+40 1,2%+40 Po kalibracji w obw. zwart.

Czestotliwo$é pomiarowa: 1 kHz / 10 kHz

Podzakres w;gzyg:ﬁéne Doktadnosc Uwagi

przy 1 kHz przy 10 kHz
10 MQ 9,999 MQ |2,0%+8 * 3 3,5%+10 * 3 Po kalibracji w obw. rozw.
2000 kQ [1999,9 kQ |0,5%+5 2,0%+10 Po kalibracji w obw. rozw.
200 kQ  [199,99 kQ [0,5%+3 1,5%+5 -
20 kQ 19,999 kQ |0,5%+3 1,5%+5 -
20000 [1999,9Q [0,5%+3 1,5%+5 -
200 O 199,99 QO |0,8%+5 2,0%+10 Po kalibracji w obw. zwart.
200 19,999 Q0 |[1,2%+40 2,5%+200 Po kalibracji w obw. zwart.
Uwagi:

1. Dane te sporzadzono przy zatozeniu wykonania przez uzytkownika
optymalizacji warunkéw pomiaru na gniezdzie pomiarowym.

2. Testowany element i przewody pomiarowe zostaty (o ile to byto
potrzebne) poprawnie zaekranowane, przy wykorzystaniu do tego
gniazda miernika GUARD.

3. Powyzsze dane otrzymano w warunkach zasilania bateryjnego
miernika.




[0 Pojemnos¢ (pomiar w ukfadzie rownolegtym)

Czestotliwos¢ pomiarowa: 100 / 120 Hz

Podzakres Maksymaine Doktadnosc¢ U ,
wskazanie Pojemnosé | Stratnos¢ (DF) |~ V29'
10 mF 19,99 mF *5 |[3,0%+5 10%+100/Cx+5 [Po kalibracji w
(DF<0,1) (DF<0,1) obw. zwartym
1000 pF 1999,9 uF*6 |1,0%+5 2%+100/Cx+5 Po kalibracji w
(DF<0,1) (DF<0,1) obw. zwartym
200 pF 199,99 uF 0,7%+3 0,7%+100/Cx+5 |-
DF<0,5 (DF<0,5)
20 uF 19,999 uF 0,7%+3 0,7%+100/Cx+5 |-
(DF<0,5) (DF<0,5)
2000 nF 1999,9 nF 0,7%+3 0,7%+100/Cx+5 |-
(DF<0,5) (DF<0,5)
200 nF 199,99 nF 0,7%+5 0,7%+100/Cx+5 Po kalibracji w
(DF<0,9) (DF<0,5) obw. rozwartym
20 nF 19,999 nF 1,0%+5 2%+100/Cx+ Po kalibracji w
(DF<0,1) (DF<0,1) obw. rozwartym

Czestotliwos¢ pomiarowa: 1 kHz

Podzakres Maksymaine Doktadnos¢ Uwagi
wskazanie Pojemnosé | Stratnos¢ (DF) |~ 29!
1 mF 1,999 mF *5 |3,0%+5 10%+100/Cx+5 |Po kalibracji w
(DF<O,1) (DF<0’1) obw. zwartym
200 pF 199,99 uF 1,0%+5 2,0%+100/Cx+5 |Po kalibracji w
(DF<0,1) (DF<0,1) obw. zwartym
20 uF 19,999 uF 0,7%+3 0,7%+100/Cx+5 |-
(DF<0,5) (DF<0,5)
2000 nF 1999,9 nF 0,7%+3 0,7%+100/Cx+5 |-
(DF<0,5) (DF<0,5)
200 nF 199,99 nF 0,7%+3 0,7%+100/Cx+5 |-
(DF<0,5) (DF<0,5)
20 nF 19,999 nF 0,7%+5 0,7%+100/Cx+5 |Po kalibracji w
(DF<0,5) (DF<0,5) obw. rozwartym
2000 pF 1999,9 pF 1,0%+5 2,0%+100/Cx+5 |Po kalibracji w
(DF<0,1) (DF<0,1) obw. rozwartym




Czestotliwos¢ pomiarowa: 10 kHz

Podzak Maksymalne Doktadnosé U )
00zaKTes lywskazanie Pojemnosé | Stratnos¢ (DF) |~ ad!
50 uF 50,0 uF 3,0%+8 12%+100/Cx+10 |Po kalibracji w
(DF<0,1) (DF<0,1) obw. zwartym
20 uF 19,999 uF 3,0%+6 5,0%+100/Cx+8 |Po kalibracji w
(DF<0,2) (DF<0,2) obw. zwartym
2000 nF 1999,9 nF 1,5%+5 1,5%+100/Cx+6 |-
(DF<0,5) (DF<0,5)
200 nF 199,99 nF 1,5%+5 1,5%+100/Cx+6 |-
(DF<0,5) (DF<0,5)
20 nF 19,999 nF 1,5%+5 1,5%+100/Cx+6 |-
(DF<0,5) (DF<0,5)
2000 pF 1999,9 pF 2,0%+6 3,0%+100/Cx+6 |Po kalibracji w
(DF<0,5) (DF<0,5) obw. rozwartym
200 pF 199,99 pF 3,0%+8 5,0%+100/Cx+8 |Po kalibracji w
(DF<0,1) (DF<0,1) obw. rozwartym
Notes:

1. Q jest odwrotnoscig stratnosci (DF).

2. Dane te sporzadzono przy zatozeniu wykonania przez uzytkownika
optymalizacji warunkéw pomiaru na gniezdzie pomiarowym.

3. Testowany element i przewody pomiarowe zostaty (o ile to byto
potrzebne) poprawnie zaekranowane, przy wykorzystaniu do tego
gniazda miernika GUARD.

4. Cx = liczba zliczeh wyswietlonej wartosci C, np. gdy C = 88,88 puF,
to Cx = 8888.

5. Te wartos¢ wskazania mozna zwiekszy¢ do wartosci rownej
maksymalnemu wskazaniu wyswietlacza 1999, lecz przy nie
wyspecyfikowanej doktadnosci.

6. Te warto$¢ wskazania mozna zwiekszy¢ do wartosci réwnej
maksymalnemu wskazaniu wyswietlacza 19999, lecz przy nie
wyspecyfikowanej doktadnosci.




O Indukcyjnos¢ (Pomiar w ukltadzie szeregowym)

Czestotliwos¢ pomiarowa: 100 / 120 Hz

Maksymalne Doktadnos¢ (DF<0,5) )

Podzakres  \\yskazanie [ Tndukcyjnosc | Stratnosc (DF) | Va9

1000 H 9999 H 1,0%+(Lx 2%+100/Lx+5 Po kalibracji w
/10000)%+5 obw. rozwartym

200 H 199,99 H 0,7%+(Lx 1,2%+100/Lx+5 |-
/10000)%+5

20H 19,999 H 0,7%+(Lx 1,2%+100/Lx+5 |-
/10000)%+5

2000 mH 1999,9 mH  (0,7%+(Lx 1,2%+100/Lx+5 |-
/10000)%+5

200 mH 199,99 mH 1,0%+(Lx 3%+100/Lx+5 Po kalibracji w
/10000)%+5 obw. zwartym

20 mH 19,999 mH  (2,0%+(Lx 10%+100/Lx+5  |Po kalibracji w
/10000)%+5 obw. zwartym

Czestotliwos¢ pomiarowa: 1 kHz

Maksymalne Doktadnos¢ (DF<0,5) .

Podzakres  |yskazanie [ Indukcyjnosé | Stratnosc (DF) |2WVad!

100 H 99,99 H 1,0%+(Lx 2,0%+100/Lx+5 |Po kalibracji w
/10000)%+5 obw. rozwartym

20H 19,999 H 0,7%+(Lx 1,2%+100/Lx+5 |-
/10000)%+5

2000 mH 19999 mH  [0,7%+(Lx 1,2%+100/Lx+5 |-
/10000)%+5

200 mH 199,99 mH |0,7%+(Lx 1,2%+100/Lx+5 |-
/10000)%+5

20 mH 19,999 mH 1,0%+(Lx 3,0%+100/Lx+5 |Po kalibracji w
/10000)%+5 obw. zwartym

2000 pH 1999,9 uH 2,0%+ 10%+100/Lx+5  |Po kalibracji w

(Lx/10000)%+5

obw. zwartym




Czestotliwos¢ pomiarowa: 10 kHz

Maksymalne Doktadnos¢ (DF<0,5) .
Podzakres |\yskazanie Indukcyjno$¢ | Stratnosé (DF) Uwagi
1000 mH 999,9 mH 2,0%+(Lx 2,0%+100/Lx+10 |-
/10000)%+ 8
200 mH 199,99 mH |1,5%+(Lx 2,0%+100/Lx+10 |-
/10000)%+8
20 mH 19,999 mH 1,5%+(Lx 3,0 %+100/Lx+15|-
/10000)%+10
2000 pH 1999,9 uH 2,0%+(Lx 8,0 %+100/Lx+20 |Po kalibracji w
/10000)%+10 obw. zwartym
Notes:

1. Q jest odwrotnoscig stratnosci (DF).

2. Dane te sporzadzono przy zatozeniu wykonania przez uzytkownika
optymalizacji warunkéw pomiaru na gniezdzie pomiarowym.

3. Testowany element i przewody pomiarowe zostaty (o ile to byto
potrzebne) poprawnie zaekranowane, przy wykorzystaniu do tego
gniazda miernika GUARD.

4. Lx = liczbie zliczen wyswietlanej wartosci L, np. gdy L = 88,88 H, to
wtedy Lx = 8888.



